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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Zentrifugenautomaten für eine automatische Probenvorbereitung in einem vollautomatischen Analysensystem,
der mit einem Roboter zusammenwirkt. Dieser Roboter weist zumindest einen Arm zum Beladen und Entladen der Zentrifuge (1, 1') auf. Der
Zentrifugenautomat umfaßt ein Zentrifugengehäuse (9), in dem ein Rotorraum (11) definiert ist, in welchem ein Rotor (3) zur Aufnahme eines
Probengefäßes (13) mit einer zu zentrifugierenden Substanz und zur Aufnahme eines Referenzgewichts (13') angeordnet und drehbar gelagert
ist. Der Rotor (3) ist mit Schwingtassen (5, 5') zur Aufnahme von Probengefäß (13) sowie Referenzgewicht (13') versehen. Für die Aufnahme
oder Entnahme des Probengefäßes (13) und/oder des Referenzgewichts (13') ist der die Schwingtassen (5, 5') aufweisende Rotor (3) an einer
vorherbestimmten definierten Drehwinkelposition in dem Rotorraum (11) angeordnet. Die Erfindung betrifft ebenso ein Verfahren zum Zentrifugieren
einer Probe bei einer automatischen Probenverarbeitung in einem seriellen Verfahrensablauf innerhalb des vollautomatischen Analysensystems.
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